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Zweck des Systems speira

Zweck: Erkennung & Klassifizierung von Oberflachenfehlern auf Aluminium-Band
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Zweck des Systems

E{! Defect Summary

DR P com -
s Ubersek‘ Unterseite|

| web Yiewer
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Loch erkannt [oben+unt, 2 2
Loch .

Abloesung Brazing
Abloesung Brz klein
Blase offen

Blase klein (d)

Blase HOLM

Blasen klein

Aufiss
FRollenabdruck tief
Rollenabdruck

KaRi groft )
KaRi-Thermonagel
Kantenriss |
‘Walzenschlag punktuell
‘Walzenschlag Kratzer |
‘Walzenschlag US

Insekt -
Insektenmuster |
Eingebrannter Tropfen |
Schwarze Mandel
Oeleinbrand
Schmutzflecken
Schmutzeinw_kurz
Unplanheit |
Anfahrénhaltefehler | 0
| Unclassified | 130
Total 328
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Defect Yiewer - Unterseite
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[[1e 74429 mm | F saezarm |

Defect No. 123

Class | Loch erkannt (oben+unten)*
Original class | Loch

Top |6.347.396 m

Height 95.182 mm

Width 19.453 mm

Defect Area 280.959 sq mm

Distance from B-Seite | 785.317 mm
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B-Seite

1.527.34 mm

A-Seite

[87696701000-1300
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6,664.39 m |
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Beispiel-Coilmap /
Bandprotokaoll
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Schematische Darstellung Praxis
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Example system configuration.
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Was passiert im ,Hintergrund“?

Bildverarbeitung (in mehreren Stufen):
® NOI’ma| ISIeI‘U ng (Ausgleich von Helligkeitsunterschieden durch Objektivfehler, unterschiedlicher Reflexionsgrad der Oberflache,...)

® Dete kt|0n (Erkennung von Fehlerbereichen)

® K|aSSIfI kat|0n (Unterscheidung der Fehler nach Fehlerklassen, meist basierend auf komplexen Algorithmen zur Mustererkennung)

® Opt. POS’[-PI’OCGSSI ng (Uberprifung der Plausibilitat und evtl. Korrektur der Klassifikation anhand zusatzlicher Regeln)

-> Software: Konfigurations- und Rezept-Manager & Klassifizierer-Manager
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Aufbau des Systems

-> Fehlerbilder-Bibliothek (Library Manager):

* dsmartview Defect

Fie Tools Help

Kratzer stark
[ Samples [ Images [ View | Status = M 71| a so000% v‘
Abdiuck Klein 1 11 Stendard
D Abdnck optisch 12 42 Standard H e énm | ¢ 50153754
Bl #bloesung Brazi 2 2 Standard Sample 1
A Aufiiss Klein 14 14 Standard Distance from Left Edge | 84845 mm
(A aufriss iiberwalzt 90 90 Standard Distance fiom Right Edge | 663183 mm
0 swiriss 7 7 Standard Heigt |47 mm
Aufriss_weiss i, 1 1 Standard Widh  [11.342mm
B0 c=5e dunkel fls... k! 34 Standard AspectRiato  |0.415384
b BeSp Stisien 4. 13 19 Standard [TEFESTETE M 1.159065 0 mm
b BeSp Stsien s 75 75 Standard Donsly j21ssedx
P % Bright 0.000000 %
gl BB e o —
Average Inlensity 90.909091
[l Etase HOLM 52 52 Standard Bright Average Intensity_| 128.00
(7 Blase klein 28 28 Stsndard ark Average Intensity | 30909091
] Blase oifen 3 3 Standard FEREEHRETS 104
B Blas riesia 1 1 Standard arkest Intensiy 75
B Blasen Kiein HO... 4 24 Standard Ssimum Segment Widih | 0,582 mm
B0 0rckstelle 8 38 Standard Downweb Span Count__| 2
F Fleck [optisch-) S 36 Stendard Masimum Dowrweb Span | 2.174 mm
Il ficssinien 38 3% Standard % Bright Bin 1 0.000000 7%
[ [ 10 10 Standard % Bright Bin 2 0.000000 7%
Il < anteniiss 12 12 Standard % Bright Bin 3 0.000000 %
n KleinstFehler [bi 210 210 Standard % Bright Bin 4 0.000000 %
H Krister 21 21 Standard :j a’:i'”z ;j gigj;::j
Kotzfleck: 1 1 Standard > ks &
EKlalzel durkel H B Standerd ZDakBind |0.000000%
(K Katzer hell 3 6 Standard AT 0.00000 %
Drientation 16.607594
L Krateer klsin gem 35 35 Standard SRR 0 0555
Katzer Klein hell 55 55 Standard e B 055
IE Kateer stark Clu Fal 31 Standard Maiothds 3085 mm
C Kratzer stark 2 22 Standard stLear Class Kleiner walzabdruck
(8 Loch 1 1 Standard st Leam Scare 47 956815
Materislethoshu 43 43 Standard nd Leain Class BeSp Summe
il 0ceinbrand kS 36 Standard nd Learn Soore 21.836545
B Gl Fest 63 63 Standard Multi-Camera False
4 Ouerschiag Walze EE) 93 Standard GrayBinThiesh 7167 87 128 165 201 232
Bl Fiolenabdiuck 36 36 Standard Defect Mo, 5488
1 Schisifspur S 3 Standard Llass  |kleiner walzshduck
Schleuderdl Hel Bl 41 Standard 1 I | (bersxite
s Schiff rauh 18 18 Standard I 12235501 000-0800
o o1 Standerd Dae  |6/11/2009%44078M
56 65 Standard S:i.‘::i é‘:ﬁin
104 104 Standard e
s 75 Standard Dmage |[Hyperlink]: Kratzer stark.000
18 18 Standard
18 18 Standard =
10 10 Standard
19 19 Standard
20 20 Standard
53 53 Standard =
el
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Ongoing

F Kleinst fehler durkel

Mini-Vor-Filter
istance fiom Center O O 272,44 [ mm
efeect Etent from Left Edge 0 .00[00 43280 mm —
efect E ent rom Hight E dge ] O 1038.68 | mm
efect E stent hom Nearest Edge: O O 43360 mm
istance from Left Edge Mergin ] ] 48321 [ om
istance fiom Right E dge Margin O [} 1028.03 | mm
istance ftom Nearest Marain 0 .00[0) 48321 [ mm
efect E ent rom Lefl Edge Margin ] ] 45360 mm
efect Extent from Righ! E dge Margin ] ] 102868 | mm
efeect Estent from Hearest Margin 0 .00[00 48380 mm
Height ] O 544 mm
Widih ] ] 0591 [ mm
Aspect Ralia ] I
clect frea O 7 [sqmm
s frea O sqmm
ensily ] ] B0.00] %
iight Area sqmm ]
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aus den Features wird durch
LJAnlernen® ein mathematisches
Regelwerk erstellt (Bibliothek)
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Was passiert mit den Ergebnissen? (Anwendung in der Praxis):

-> Coilmap / Bandprotokoll kann Uber den geplanten Scherenbau der Schneidanlage ,gelegt® werden
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Schrottkalkulation

Standardschrottfaktor: 1,051
Aktueller Schrottfaktor: 1,317
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